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1 Anwendungsbereich und Zweck

Fiir die technische Gesteinspriifung und die Beurteilung
ihrer Ergebnisse ist eine moglichst genaue Kenntnis der
gesteinskundlichen Merkmale des zu prifenden Gesteins
wichtig. Eine gesteinskundliche Untersuchung wird im all-
gemeinen den Mineralbestand, das Geflige einschlieBlich
granulometrischer Eigenschaften sowie die chemische
Zusammensetzung eines Gesteins zu beriicksichtigen
haben.

Diese Norm gibt einen Uberblick iber die gangigen gesteins-
kundlichen Untersuchungsverfahren (siehe Tabelle 1). Die
vorzunehmenden Untersuchungen sind jeweils fiir den Ein-
zelfall festzulegen. Die Wahl der nachstehend genannten
oder auch die Anwendung weiterer Verfahren, ihre Durch-
filhrung sowie die Beurteilung der Ergebnisse miissen
Fachleuten uberlassen werden.

2 Kurzbeschreibung der Verfahren

Nachstehend werden die in Tabelle 1 aufgefiihrten gesteins-
kundlichen Untersuchungsverfahren, die dazu erforder-
lichen Proben und Prédparate sowie die Anwendung der
beschriebenen Untersuchungsverfahren fiir die Unter-
suchung des Mineralbestandes, des Gefiiges und der
chemischen Zusammensetzung von Gestein kurz erklart.

2.1 Untersuchung mit freiem Auge

Ausgangspunkt einer gesteinskundlichen Untersuchung ist
die Feststellung aller makroskopisch, d. h. mit freiem Auge,
gegebenenfalls mit einfachen Hilfsmitteln, z.B. mit einer
Lupe, Messer, Salzsdure, erkennbaren Merkmale eines
Gesteins oder eines Gesteinsvorkommens hinsichtlich
Mineralbestand und Gefiige (siehe DIN 4022 Teil 1,
DIN 52101).

2.2 Untersuchung mit dem Stereomikroskop

Das Stereomikroskop besitzt zwei getrennte Strahlen-
géange. Es erlaubt eine rdumliche Betrachtung bei schwa-
cher bis mittlerer, vorzugsweise 10- bis 50facher VergréBe-
rung von Handstiicken, Anschliffen oder kérnigen Proben
bis herab in den Zehntelmillimeterbereich.

2.3 Untersuchung
mit dem Polarisationsmikroskop

Das Polarisationsmikroskop erlaubt die Beobachtung im
polarisierten Licht bei 50- bis 1000facher VergréBerung im
Durchlicht, mit Zusatzeinrichtungen (Opakilluminator)
auch im Auflicht. Durch Zusatzgerite (z. B. Punktzéhlgerit,
Phasenkontrast-Einrichtung, Heiz- und Kiihlitisch) sind wei-
tere spezielle Untersuchungen mdogiich.

Gesteine werden in der Regel an Diinnschliffen untersucht.
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Seite 2 DIN 52100 Teil 2

Tabelle 1. Géngige gesteinskundiiche Untersuchungsverfahren, dafiir erforderliche Proben und Préparate sowie deren
Anwendungsbereiche fiir die Untersuchung von Mineralbestand, Gefiige und chemischer Zusammensetzung
von Gesteinen

Erforderliche Anwendbar zur Untersuchung von
Untersuchungsverfahren Proben und
Praparate . " chemischer
Mineralbestand Geflge Zusammensetzung

Untersuchung mit freiem Auge Handstiicke X

Kornungen X X
Untersuchung mit dem Handstiicke X x
Stereomikroskop Kdérnungen x x

Koérnerpraparate X x

Anschliffe X X
Untersuchung mit dem Diinnschliffe X X
Polarisationsmikroskop Anschliffe X X

Koérnerpraparate X (x)
KorngréBenanalyse Koérnungen (x)
Chemische Analyse Analysenpréaparate (x) x
Thermische Analyse Analysenpraparate X
Rontgen-Diffraktometrie Analysenpréaparate X
Raster-Elektronenmikroskopie Kérnungen oder (%) x x

kleine Objekte
Untersuchung mit der Mikrosonde Anschliffe (x) (x) X

x mdoglich

(x) bedingt moglich

2.4 KorngroBenanalyse bei Lockergesteinen

Die KorngroBen und ihre Verteilung werden bei Kérnungen
iiber 0,063 mm durch Sieben,bei feineren Kérnungen durch
Luftstrahlsiebung oder andere Verfahren (z.B. Sedimenta-
tion, Lasergranulometrie) bestimmt.

Die Siebanalyse zur Bestimmung der KorngréBenverteilung
von Gesteinskdrnungenist nach DIN 52 098 durchzufiihren.

2.5 Chemische Analyse

Bei der Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von
Gesteinen werden neben den klassischen naBchemischen
Untersuchungsverfahren weitgehend physikalisch-instru-
mentale Analysenverfahren eingesetzt, z. B. optische Emis-
sionsspektralanalyse (Systeme mit Flammen und Plasmen),
Atomabsorptions-Spektrometrie und Rontgenfluoreszenz-
Analyse (siehe z.B. DIN 51001 Teil 1, Beibiatt 1 zu DIN 51001
Teil 1,DIN 51001 Teil 2 *), DIN 51008 Teil 2, DIN 51401 Teil 1und
Teil 2).

2.6 Thermische Analyse

Bei der Erhitzung von Mineralen geschehen Reaktionen;
deren Warmetonung und die mit ihnen verbundene
Massenadnderung lassen sich fiir die Mineralbestimmung,
insbesondere bei Tonen und Salzen heranziehen.Verfahren
dieser Art sind die Differenzthermoanalyse (DTA) und die
Thermogravimetrie (TG).

Die DTA beruht auf der Erfassung von endothermen und
exothermen Reaktionen in der Untersuchungssubstanz im
Vergleich zu einer inerten Substanz, wobei wahrend des
Erhitzungsvorgangs ein konstanter Temperaturgradient
eingehalten wird.

Bei der TG wird die Anderung der Masse einer Probe in
Abhéngigkeit von der Temperaturerhohung registriert
(siehe DIN 51006 *)).

2.7 Rontgen-Diffraktometrie

Die Rontgen-Diffraktometrie (auch Rontgenbeugungsana-
lyse genannt) arbeitet mit einer Rdntgenstrahlung von
bestimmter Wellenlange und nutzt die auf den Netzebenen
der Minerale gebeugten, durch Interferenz verstérkten
Strahlen unter Registrierung ihres Beugungswinkels und
ihrer Intensitat. Die daraus zu berechnenden Abstande der
Netzebenen sind eine mineralspezifische KenngréBe und
ertauben durch Vergleich mit Rontgendiagrammen
bekannter Mineralarten, den Mineralbestand zu bestim-
men. Der quantitative Anteil der einzelnen Mineralarten
kann abgeschitzt, nach Kalibrierung néherungsweise
bestimmt werden.

2.8 Elektronenmikroskopie

Von den verschiedenen mikroskopischen Verfahren zur
Abbildung von Oberflachen durch Elektronen oder lonen
148t sich fiir gesteinskundliche Untersuchungen besonders
die Raster-Elektronenmikroskopie (REM) einsetzen.

Bei diesem Verfahren wird mit einem feinen Elektronen-
strahl (= 10 nm) die Oberflache des zu untersuchenden
Objekts zeilenférmig abgetastet. Die hiervon am Objekt
ausgeltdsten Sekundarelektronen erzeugen ein Signal. Die-
ses steuert die Helligkeit eines synchron laufenden
Schreibstrahls einer Bildrohre.Infolge der Nachleuchtdauer
des Bildschirms sieht man mit dem Auge die ganze Abbil-
dung der Objektoberflaiche. Wegen der groBen Tiefen-
scharfe sind stufenlose VergroBerungen von 2:1 bis
100 000 : 1 moglich.

*)y Z.2Z. Entwurf
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